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前  言

  GB/T29306《绝缘材料在300MHz以上频率下介电性能测定方法》分为以下几个部分:
———第1部分:总则;
———第2部分:谐振法。
本部分为GB/T29306的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60377-1:1973《绝缘材料在300MHz以上频率下介电性能测

定方法 第1部分:总则》。
本部分与IEC60377-1:1973相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白

位置的垂直单线(︱)进行了标示。
主要技术变化如下:
———增加了第2章的规范性引用文件,并将IEC60250:1969替换为GB/T1409—2006;
———增加了第2章后,章条号已相应做了修改;
———删除了IEC60377-1:1973中涉及的IEC60377-3和IEC60377-4(IEC无原文)。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(SAC/TC301)归口。
本部分起草单位:桂林电器科学研究所、西安交通大学、机械工业北京电工技术经济研究所。
本部分主要起草人:王先锋、曹晓珑、刘亚丽、李卫、罗哲、郭丽平。
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绝缘材料在300MHz以上频率下

介电性能测定方法

第1部分:总则

1 范围

GB/T29306的本部分规定了绝缘材料介电性能的试验方法。
本部分适用于测定微波频率范围(即从约300MHz一直到光频)中介质材料的相对电容率、介质损

耗因数和与此有关的量,如损耗指数。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1409—2006 测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损

耗因数的推荐方法(IEC60250:1969,MOD)

GB/T29306.2—2012 绝缘材料在300MHz以上频率下介电性能测定方法 第2部分:谐振法

(IEC60377-2:1977,MOD)

3 目的

绝缘材料介电性能的测定方法大致可分为两类:

1) 当外施电磁场的波长比试样尺寸大时,则可以采用集中参数法。这些比较简单的方法在

GB/T1409—2006中已规定,其频率范围为工频至300MHz。

2) 当试样周围电磁场的空间变化不能忽略时应采用分布参数法。其频率范围为300MHz至

光频。
在300MHz这个“临界”频率(如图1斜线区所示)附近的狭窄频率范围内,究竟可以采用哪一组方

法,这主要根据试样的尺寸和电容率来确定。
本部分规定的试验方法与较低频率(见GB/T1409—2006)下所采用的试验方法不同,本部分采用

的试样和试验装置尺寸大于或相当于试验频率的电磁场波长。
理论上,本部分只适用于具有绝对真空磁导率的材料,对于反磁和顺磁材料(所谓非磁性材料),通

常能得到好的近似值,而对于亚铁和铁磁材料,必须选用一些特殊方法将介电性能和磁性能分开。但

是,这些方法已超出了本部分的范围。

  注:磁性能———若磁导率被一个有足够磁场强度的直流磁偏场所饱和,则呈现磁性能的试样可以按照本部分来

试验。

采取特殊措施,使用合适设计的测量池,用本部分规定的方法也能与固体材料一样进行液体和熔融

材料的测量。
测量值取决于一些物理条件,例如频率、温度、湿度,并且在特殊情况下还决定于场强。
本部分的所有测量和计算均基于角频率ω=2πf的正弦波。
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